


 薄膜表征技术要求
1.产品/服务技术规格
1.1基本要求
[bookmark: OLE_LINK3]基于类金刚石碳（DLC）膜所具备的耐腐蚀性、高硬度等优异性能，及其在提升器件击穿电压、改善漏电流等关键参数方面的潜在作用，在IGCT实验平台中，计划将其作为终端钝化层进行应用探索。为推进DLC钝化工艺的开发，需对薄膜材料进行深入表征。结合现有IGCT实验平台量测设备的测试能力分析，需引入外部测试资源作为补充，对系列DLC膜进行拉曼光谱、X射线光电子能谱及击穿场强测试。通过获取更全面的薄膜性能数据，为DLC膜的工艺优化及其在IGCT芯片中的应用提供关键的数据支撑。
1.2性能指标
	序号
	项目
	技术要求值
	数量

	1
	拉曼测试服务
	1.适配6英寸晶圆测试
2.具备532 nm波长的激光光源
[bookmark: OLE_LINK5]3.分辨率＜1 cm-1
4.拉曼谱图覆盖500-3000 cm-1的波数区间
	15个

	2
	X射线光电子能谱（XPS）测试服务
	[bookmark: OLE_LINK1]1.适配6英寸晶圆测试
2.分辨率≤0.5 eV
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]3.谱图的结合能范围覆盖0-1000 eV
	15个

	3
	击穿场强测试服务
	[bookmark: OLE_LINK2]1.适配6英寸晶圆测试
2.击穿电压测试极限＞1000 V
	15个


2.质量保证
2.1质量标准：服务所用测试设备须满足其设计额定技术参数。
2.2质量控制：供应商应基于状态正常的测试设备，按委托要求执行测试过程。
3.交付要求
3.1交付时间：测试数据需于每次委托测试发起后30日内反馈。
3.2交付地点：完成测试后，样品应寄至[北京市怀柔区杨雁东一路8号]。
3.3包装和运输：测试后样品的包装方式需满足必要保护要求，同时选用合适的运输方式。
4.售后服务
4.1保修期：每次委托测试产生的数据，保存期限应不少于30天。
4.2技术支持：供应商应提供测试所用设备的性能参数及相关技术信息。



